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 – 2 – 60127-2 Amend. 2 © IEC:2010 

 

FOREWORD 

This amendment has been prepared by subcommittee 32C: Miniature fuses, of IEC technical 
committee 32: Fuses. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

FDIS Report on voting 

32C/432/FDIS 32C/433/RVD 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table. 

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be 

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

___________ 

 

8.2 Construction 

Delete the second paragraph and the last paragraph of this subclause. 

A.2.1 Type tests 

In the first paragraph, delete “of which 3 (fuse-links numbered 19 to 21) are kept as spares in 
case some of the tests have to be repeated.” 

After subclause A.4.3 Breaking capacity, add the following new subclause: 

A.4.4 Fuse-link temperature 

Fuse-links shall be tested according to 9.7 of IEC 60127-1 with the following modifications: 

Replace the second paragraph of 9.7 by the following: 

The temperature rise, as measured on the terminations where they enter the test board, shall 
not exceed 150 K when the fuse-link is tested as follows. The fuse-link shall be spaced 1 mm 
from the printed wiring board.  

Replace the text of the first dash by: 

– the initial current shall be 1,5 IN; 

Replace the text of the last dash by: 

– the temperature during the last 30 seconds prior to opening shall be ignored. 

Add an additional dash and text as follows: 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

IEC 60127-2:2003/AMD2:2010
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/2fdc90af-6697-4ca0-a580-36f474f6215c/iec-

60127-2-2003-amd2-2010



60127-2 Amend. 2 © IEC:2010 – 3 – 

 

– the thermocouple size shall be no larger than 0,05 mm2 (30 AWG). 

Delete the NOTE 1and change the NOTE 2 to NOTE. 

Table A.1 – Testing schedule 

Replace Table A.1 by the following: 

Table A.1 – Testing schedule 

Fuse-link number 

Subclause Description 1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 to 12 13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

A.3.1 Dimensions X X X X X X 

A.4.1 Voltage drop X X     

A.4.2 2,1 IN X      

A.4.3 Rated breaking capacity  X     

A.3.2 Mechanical tests on terminations   X    

A.3.3 Solderability    X   

A.3.4 Resistance to soldering heat     X  

A.4.4 Fuse-link temperature      X 

A.4.1 Voltage drop   X  X  

NOTE  Fuse-links numbered 7 to 12 and 16 to 18 are tested before soldering to the test board for the 
measurement of voltage drop. Fuse-links 13 to 15 are not soldered to the test board. 

 

___________ 
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 – 4 – 60127-2 Amend. 2 © CEI:2010 

AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 32C: Coupe-circuit à fusibles 
miniatures, du comité d'études 32 de la CEI: Coupe-circuit à fusibles. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

32C/432/FDIS 32C/433/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera 

• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 

___________ 

 

8.2 Construction 

Supprimer le second alinéa puis le dernier alinéa de ce paragraphe. 

A.2.1 Essais de type 

Dans le premier alinéa, supprimer « dont 3 (éléments de remplacement numérotés de 19 à 
21) sont tenus en réserve pour la répétition éventuelle de certains essais.» 

Après le paragraphe A.4.3 Pouvoir de coupure, ajouter le nouveau paragraphe suivant: 

A.4.4 Température de l’élément de remplacement 

Les éléments de remplacement doivent être essayés conformément à 9.7 de la CEI 60127-1 
avec les modifications suivantes: 

Remplacer le second alinéa de 9.7 par ce qui suit: 

L’échauffement mesuré aux sorties de l’élément de remplacement, où celles-ci s’insèrent 
dans la carte d’essai, ne doit pas dépasser 150 K lorsque l'élément de remplacement est 
essayé de la manière suivante. Il doit y avoir 1 mm entre l’élément de remplacement et la 
carte imprimée. 

Remplacer le texte du premier tiret par: 

– le courant initial doit être de 1,5 IN; 

Remplacer le texte du dernier tiret par: 
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– la température au cours des dernières 30 secondes précédant l’ouverture doit être 
ignorée. 

Ajouter un tiret supplémentaire et son texte comme suit: 

– la taille du thermocouple ne doit pas excéder 0,05 mm2 (30 AWG). 

Supprimer la NOTE 1 et transformer la NOTE 2 en NOTE. 

Tableau A.1 – Programme des essais 

Remplacer le Tableau A.1 par le suivant: 

Tableau A.1 – Programme des essais 

Numéro de l’élément de remplacement 

Paragraphe Description 1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 à 12 13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

A.3.1 Dimensions X X X X X X 

A.4.1 Chute de tension X X     

A.4.2 2,1 IN X      

A.4.3 Pouvoir de coupure assigné  X     

A.3.2 Essais mécaniques des sorties   X    

A.3.3 Soudabilité    X   

A.3.4 Résistance à la chaleur de 
soudage 

    X  

A.4.4 Température de l’élément de 
remplacement 

     X 

A.4.1 Chute de tension   X  X  

NOTE Les éléments de remplacement numérotés de 7 à 12 et de 16 à 18 sont essayés avant le soudage sur le 
circuit d'essai pour la mesure de la chute de tension. Les éléments de remplacement 13 à 15 ne sont pas soudés 
sur le circuit d'essai. 

 

___________ 
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